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　中型 ・大型システム構成図

試料ランプの配光特性により、測定方法は2πと4πに分けられます。前方向に発光するダウンライト照明のような試料ランプは2π測

定で、試料ランプを積分球外部に設置します。白熱電球のように前面だけではなく全方向に発光する試料ランプは4π測定で、試料ラ

ンプを積分球中心部に設置します。

▲ 2π測定システム構成図

　小型システム構成図

LED チップのような小さな試料ランプ向けの 2π測定専用のシステムです。

▲ 小型2π測定システム構成図

▲ 4π測定システム構成図
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　基本構成
● 積分球

● マルチチャンネル分光器

● NIST 準拠校正光源 （2πもしくは 4π測定用）

● 自己吸収補正ランプ　

● 校正光源、 吸収補正ランプ、 試料ランプ点灯用直流安定化電源

● 完全日本語システムソフトウェア
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